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(54) THẺ DÒ DÙNG CHO THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ 
PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI THẺ DÒ NÀY

(57)  Sáng chế đề cập tới thẻ dò dùng cho thiết bị kiểm tra của các thiết bị điện tử và 
phương pháp phục hồi thẻ dò này. Thẻ dò (20) dùng cho thiết bị kiểm tra của các thiết bị 
điện tử có ít nhất một đầu kiểm tra (21) với các đầu dò tiếp xúc (22) lắp vào các lỗ dẫn 
hướng được tạo ra ở ít nhất một chi tiết dẫn hướng trên (23) và một chi tiết dẫn hướng dưới 
(24), vùng uốn (26) của các đầu dò tiếp xúc (22) được xác định giữa các chi tiết dẫn hướng 
trên và dưới (23, 24), cũng như ít nhất một bộ biến đổi khoảng trống (28) có các lớp tiếp 
xúc (28A), từng đầu dò tiếp xúc (22) có ít nhất một phần đầu cuối thứ nhất (21A) nhô ra từ 
chi tiết dẫn hướng dưới (24) với độ dài thứ nhất (LA) và kết thúc với đầu mút tiếp xúc 
(22A) được làm thích ứng để tỳ lên lớp đệm tiếp xúc tương ứng (27A) của thiết bị cần 
kiểm tra (27), cũng như một phần đầu cuối thứ hai (21B) nhô ra từ chi tiết dẫn hướng trên 
(23) với độ dài thứ hai (LB) và kết thúc với đầu tiếp xúc (22B) được làm thích ứng để tỳ 
lên một trong số các lớp đệm tiếp xúc (28A) của bộ biến đổi khoảng trống (28), khác biệt ở 
chỗ, thẻ dò còn có ít nhất một chi tiết đệm cách (30) được bố trí giữa bộ biến đổi khoảng 
trống (28) và chi tiết dẫn hướng trên (23), chi tiết đệm cách (30) có thể loại bỏ được để 
điều chỉnh độ dài thứ nhất (LA) của phần đầu cuối thứ nhất (21A) của các đầu dò tiếp xúc 
(22) bằng cách thay đổi độ dài thứ hai (LB) của phần đầu cuối thứ hai (21B) của các đầu 
dò tiếp xúc (22) bằng cách thay đổi độ dài thứ hai (LB) của phần đầu cuối thứ hai (21B) 
với trạng thái tiếp cận của đầu kiểm tra (21), cụ thể là của chi tiết dẫn hướng trên (23), và 
của bộ biến đổi khoảng trống (28).
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